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Vézeni kolegové, zakaznici a pratelé nanosvéta, toto Cislo SPM News je vénovano
Piezo Force Mikroskopii (PFM) a Meéfeni specifického povrchu nano a
mikro €astic v roztocich

PFM (Piezo Force Microscopy) jednou z pokroc€ilych technik mikroskopie se
skenujici sondou, ktera nachazi uplatnéni nejen pfi vyvoji novych ferroelektrickych a
piezoelektrickych materiald pro elektrotechnicky primysl, ale také napfiklad i pfi
studiu bunéénych membran nebo proteind.

Na naSich strankach v oddile Odborna literatura si muzete stahnout novy Aplika éni
list vénovany PFM.

Na nasledujici adrese také najdete podrobnou prezentaci ve formatu PDF
vénovanou technice PFM . Prezentace obsahuje nejen teoretické zaklady PFM ale
také priklady aplikaci s realnymi daty a odkazy na publikované prace.

Ve dnech 22-24.9.2010 se koné& v Praze seminar vénovany PFM, bé&hem tohoto
seminare bude k dispozici vSem G¢astnikim nanolaborator Ntegra Prima , mikroskop
Solver NEXT a jako podpora pracovnik firmy NT-MDT, ktery ma s technikou PFM
bohaté zkuSenosti. Teorie PFM véetné ukazky vlastniho méreni bude také probirana
b&hem Skoly SPM konané v Technickém muzeu v Brné 5-7.10.2010.
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Méreni povrchu €astic je jednou ze zakladnich metod pro charakterizaci ¢astic,
zejména pak nanocastic. Tradi¢ni metody jako dusikova adsorbce vyzaduji pfipravu
suchého vzorku, vétSina procesu pfipravy nanocastic ale probiha v kapalné fazi,
pfiprava suchého vzorkuje je tudiz ¢asové i experimentalné narocna. Suchy vzorek
navic vfadé pfipadd nereprezentuje skute¢ny stav systému, ktery je v kapalné
fazi. Pfimé méfeni povrchu ¢&astic v roztocich je tedy velmi Zzadanou technikou
charakterizace koloidnich systému, zejména pokud je technika dostate¢né rychla a
spolehlivd. Tyto pozadavky je mozné splnit technikou zaloZzenou na bazi NMR
spektrometrie, NMR nam umoznuje odlisit molekuly rozpoustédla které jsou ve styku
s povrchem ¢&astic od ,volnych* molekul rozpoustédla. Z tohoto poméru je pak mozné
snadno vypocitat skutecny povrch &astic v koloidnim systému. Je mozné méfit
vSechny typy &astic (velikost, tvar) prakticky v jakékoliv kapaliné, v koncentracnim
rozsahu od 1% do 60% (pro nékteré pfipady je mozné meéfit i nizSi koncentrace).
Navic je mozné studovat i jiné interakce, jako je napfiklad adsorbce povrchové
aktivnich latek na povrch Castic. Méfeni se odehrava ve standardni NMR vialce
z borosilikdtového skla, typicky €as analyzy je 5 min. Je tedy mozné méfit nejen
povrch ¢astic, ale také sledovat sedimentacni a agregacni procesy v ¢ase.

Na nasledujici adrese si je mozné stdhnout pfednaSku vénovanou principum této
techniky prezentovanou na konferenci ,24"™ Conference of the European Colloid and
Interface Society*.

NasSe firma zastupuje jediného vyrobce této techniky, firmu XIGO Nanotools z USA.
Na naSich strdnkach je k dispozici nova prezentace vénovana zafizeni Acorn Area,
ke stazeni zde. . Jedna se o miniaturizovany NMR spektrometr, ktery je
optimalizovan (v€etné software) pro analyzu povrchu ¢&astic v kapalinach. Video
ukazujici praci s pfistrojem je ke stazeni zde.

Minutes

Na strankach vyrobce si je mozné prohlédnout také video s pfednaskou, ktera byla
prezentovana na Lehigh University, odkaz je zde

Zafizeni Acorn Area bude k dispozici k otestovani v nasi firmé&. MiZete si tedy ovéfit
jeho moznosti na Vasich vzorcich. Pfedpokladame, Ze zafizeni bude vystaveno také
v prubéhu konference Nanocon 2010 , které se naSe firma ucastni.
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